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소재부품 원인분석

분석 사례

분석표준
■  KS D ISO 14975, KS D ISO 14976, KS D ISO 22048, KS D ISO 15472, BS ISO 24237,  
    ISO 19318
■  ES 90000 시리즈, ES 91500 시리즈, GMW 3172, ES 060-07, RENAULT36-00-802, 
    USCAR-2

대상분야
■  전자기기 부품            ■  전자회로기판(PCB)         ■  반도체 패키징            ■  디스플레이 부품
■  금속/세라믹 제품       ■  전지 재료                          ■  고분자 소재 제품       ■  화장품 제품

IC칩 표면 오염 성분

1. 전자 부품 원인 분석

2. 소재 성분 분석

PCB 표면 성분 분석 반도체 패드 표면 분석 PCB 표면 성분 분석

자동차 라이트센서의
Depth Profiling

전자부품 파손부 성분 분석 자동차 센서 성분 분석 자동차 배터리 케이스 소재 분석

태양전지 성분 분석 다층박막 성분 분포
(Al2O3/SiO2)

임플란트 소재 분석

전자부품 내부 결함 분석 Active 센서 표면 이물질 납땜부 Void 분석 납땜부 Crack 분석

와이어링 단면 분석 Whisker 분석 단자 접촉부 단면분석 코팅층 두께 분석



TOF-SIMS 
이차이온질량분석기

분석기기

XPS  X-ray
광전자분광기

SEM 주사전자현미경

SAM 초음파 현미경 Hipot Tester 내전압 시험기 Bond Tester 전합 강도 시험기

 OM 광학현미경

 X-RAY  X-Rax 검사시스템

SPM 주사탐침현미경

Advanced Analysis Equipment 

3. 결점 원인 분석

회로 Channel Junction

전자소재 short 원인 분석 전자 부품 전기적 특성 분석 반도체 리드의 박리 강도 측정 컵홀더 내부 온도 변화 측정

와이어본딩 탈락 원인 유리 표면 물성 평가 화장품 이물질 규명

소재 부품의 표면특성을 분석할 수 있는 초정밀 표면분석장비 X-선광전자분광기(XPS), 이차이온질량분석기(Tof-SIMS), 원자력 현미경(AFM)을 
시험연구원 최초로 구축하여 SEM-EDS와 함께  고분자, 금속, 세라믹,촉매, 전지 재료 뿐만아니라 자동차 전자 부품, 반도체, PCB, 디스플레이 
등의 다양한 재료등을 분석함으로써 제품생산공정 및 완제품에서 발생할 수 있는 불량원인을 명확하게 규명하는 분석 서비스를 실시하고 있습니다.
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